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РАСПИСАНИЕ   УЧЕБНЫХ   ЗАНЯТИЙ  группы ХХХ
"Применение метода масс- спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой "
	Дни  недели
	Дата
	Время
	Вид занят.
	 Кол-во уч.час
	Тема занятий
	Ауд. №
	Ф.И.О. преподавателя

	Понедельник
	12.11.18
	8.15
	9.00
	
	
	Входной контроль
Вводная лекция по методам ИСП-спектрометрии 
	340
	Карпенко А.Я.

	
	
	9.05
	9.50
	Пр. зан.
	3
	
	
	ЦИПК

	
	
	9.55
	10.40
	
	
	
	
	П.В. Тимофеев
SchelTec

	
	
	10.55
	11.40
	Лекция
	3
	Основы метода ИСП  масс-спектрометрии. (Системы ввода. Плазменные генераторы. Ионные системы. Системы разделения по массам.) 
	340
	П.В. Тимофеев
SchelTec 

	
	
	11.45
	12.30
	
	
	
	
	

	
	
	12.35
	13.20
	
	
	
	
	

	
	
	14.20
	15.05
	Лекция
	3
	Основы метода ИСП масс-спектрометрии. (Системы регистрации, программное обеспечение, системы автоматизации.) 
Обзор современных приборов.
	340
	П.В. Тимофеев
SchelTec 

	
	
	15.10
	15.55
	
	
	
	
	

	
	
	16.00
	16.45
	
	
	
	
	

	Вторник
	13.11.18
	8.15
	9.00
	Лекция
	
	Чувствительность и пределы обнаружения. Фон, его источники и учет. Матричные влияния и спектральные наложения. Устранение, коррекция и учет матричных влияний. 
	340
	П.В. Тимофеев
SchelTec 

	
	
	9.05
	9.50
	
	3
	
	
	

	
	
	9.55
	10.40
	
	
	
	
	

	
	
	10.55
	11.40
	Лекция
	3
	Фон и пределы обнаружения.      Источники фона и его учет.        Коррекция и устранение спектральных наложений.
	340
	П.В. Тимофеев
SchelTec 

	
	
	11.45
	12.30
	
	
	
	
	

	
	
	12.35
	13.20
	
	
	
	
	

	
	
	14.20
	15.05
	Лекция
	3
	Пробоподготовка.

Современные инструментальные методы пробоподготовки.

	340
	П.В. Тимофеев

SchelTec 

	
	
	15.10
	15.55
	
	
	
	
	

	
	
	16.00
	16.45
	
	
	
	
	

	Среда
	14.11.09
	8.15
	9.00
	Лекция
	3
	Разработка метода (методики) ИСП масс-спектрометрии. Градуировка,  стандарты для нее. Уменьшение и коррекция дрейфов. Внутренние стандарты.
	340
	П.В. Тимофеев

SchelTec 

	
	
	9.05
	9.50
	
	
	
	
	

	
	
	9.55
	10.40
	
	
	
	
	

	
	
	10.55
	11.40
	Лекция
	3
	Разработка метода (методики) ИСП масс-спектрометрии.       Обзор Таблицы Менделеева с точки зрения метода ИСП-МС.
	340
	П.В. Тимофеев

SchelTec 

	
	
	11.45
	12.30
	
	
	
	
	

	
	
	12.35
	13.20
	
	
	
	
	

	
	
	14.20
	15.05
	
	
	Экскурсия
	
	

	
	
	15.10
	15.55
	
	
	
	
	

	
	
	16.00
	16.45
	
	
	
	
	

	Четверг
	15.11.09
	8.15
	9.00
	Лекция 
	3
	Факторы, влияющие на погрешность измерения. Контроль качества анализа.
	340
	П.В. Тимофеев

SchelTec 

	
	
	9.05
	9.50
	
	
	
	
	

	
	
	9.55
	10.40
	
	
	
	
	

	
	
	10.55
	11.40
	Пр. зан.
	3
	Дискуссия по применению метода. Обмен опытом. 
	340
	П.В. Тимофеев

SchelTec 

	
	
	11.45
	12.30
	
	
	
	
	

	
	
	12.35
	13.20
	
	
	
	
	

	
	
	14.20
	15.05
	Лекция
	3
	Межотраслевой опыт аттестации МВИ масс-спектрометрии. 
	340
	П.В. Тимофеев

SchelTec

	
	
	15.10
	15.55
	
	
	
	
	

	
	
	16.00
	16.45
	
	
	
	
	

	Пятница
	16.11.09
	8.15
	9.00
	Лекция
	3
	Статистические методы оценки погрешности.
	340
	Карпенко А.Я.

	
	
	9.05
	9.50
	
	
	
	
	ТАР (ЦИПК)

	
	
	9.55
	10.40
	
	
	
	
	

	
	
	10.55
	11.40
	Пр. зан.
	3
	Статистические методы оценки погрешности. 
Обмен опытом. Дискуссия. 
	340
	Карпенко А.Я.

	
	
	11.45
	12.30
	
	
	
	
	

	
	
	12.35
	13.20
	
	
	
	
	       Тимофеев П.В.

	
	
	14.20
	15.05
	Пр. зан
	1
	Итоговое занятие.

Дополнительные и частные вопросы по ИСП-МС
	340
	Тимофеев П.В.

	
	
	15.10
	15.55
	
	
	
	
	Тимофеев П.В.

	
	
	16.00
	18:00
	
	3
	
	
	


